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 – 2 – 60674-3-1 Amend.1 © IEC:2011 

FOREWORD 

This amendment has been prepared by IEC technical committee 15: Solid electrical insulating 
materials. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

CDV Report on voting 

15/596/CDV 15/609/RVC 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 

 

_____________ 

 

1.1 Scope 

Add the following two paragraphs: 

Materials which conform to this specification meet established levels of performance. 
However, the selection of a material by a user for a specific application should be based on 
the actual requirements necessary for adequate performance in that application and not 
based on this specification alone. 

Safety warning: It is the responsibility of the user of the methods contained or referred to in 
this document to ensure that they are used in a safe manner. 

1.2 Normative references 

Add the following reference: 

ISO 11357-3, Plastics – Differential scanning calorimetry (DSC) – Part 3:Determination of 
temperature and enthalpy of melting and crystallization  

1.3 Classification 

Add the following new type 3: 

Type 3: having high electric strength for thin film (film thickness ≤ 3,5 µm); 
Type 3a: not corona treated; 
Type 3b: one side pre-treated to facilitate the vacuum deposition of metal; 
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Type 3c: both sides pre-treated. 

4.1 Thickness 

Add the preferred gravimetric thicknesses for Type 3 materials as follows: 

Type 3: 2,5; 2,8; 3,0 and 3,5 µm. 

Table 1 – Physical properties 

Add “ISO 11357-3” to the Test method for Melting point. 

Add “Type 3:30” to the Requirement for Elongation at break.  

Table 2 – Electric strength (d.c. test) for types 1, 2 

Replace the existing Table 2 by the following new Table 2: 

Table 2 – Electric strength (d.c. test) for types 1, 2 and 3 

Nominal film 
thickness 

Type Electric strength 
(central value) 

Not more than 1 of 21 
results shall be below 

µm  V/µm V/µm 

23 °C 105 °C 23 °C 105 °C 

2,5 

3 

250 125 150 75 

2,8 250 125 150 75 

3,0 250 125 150 75 

3,5 250 125 150 75 

4 

1 

and 

2 

120 - 40 - 

5 150 - 60 - 

6 190 - 80 - 

7 and 7,4 230 - 100 - 

8 250 - 120 - 

9 270 - 145 - 

10 and 10,1 290 - 165 - 

11 300 - 175 - 

12 310 - 185 - 

12,7 315 - 195 - 

>12,7 to 25 320 - 200 - 

 

5.3 Electrical weak spots 

Replace the first paragraph by the following new paragraph: 

Electrical weak spots shall be measured according to 19.3 of IEC 60674-2 with a test voltage 
of 150 V/µm for types 1 and 2, and 250 V/µm for type 3, based on the nominal thickness of 
the film. 

Table 3 – Electrical weak spots for types 1 and 2 

Replace the existing Table 3 by the following new Table 3: 
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Table 3 – Electrical weak spots for types 1, 2 and 3 

Nominal thickness 
µm 

Type 
 

Fault count/m² 

2,5 

3 

2,6 

2,8 2,6 

3,0 2,6 

3,5 2,6 

4 

1 

and 

2 

2,6 

5 2,3 

6 1,8 

7 and 7,4 1,7 

8 1,5 

9 1,3 

10 and 10,1 1,2 

11 1,1 

≥12 1,0 

 

5.5 Wetting tension (types 1b + 1c and 2b + 2c only) 

Replace the existing title by the following new title: 

5.5 Wetting tension (types 1b + 1c, 2b + 2c, and 3b + 3c only) 

 

Table 4 – Maximum number of joins within a roll (types 1 and 2) 

Replace the existing Table 4 by the following new Table 4: 

Table 4 – Maximum number of joints within a roll (types 1, 2 and 3) 

Nominal 
film 

thickness 
µm 

Number of joints within a roll 
of width >350 mm,  

core diameter = 150 mm and  
outer diameter 

Number of joints within a roll  
of width ≤350 mm, 

core diameter = 76 mm and 
outer diameter <250 mm 

 ≤300 mm >300 mm 
≤400 mm 

>400 mm 
≤500 mm 

 

≤3,5 1 1 1 1 

4 3 4 – 3 

5 2 3 4 3 

6 2 3 4 2 

7 and 7,4 2 2 3 2 

8 2 2 3 2 

≥9 2 2 2 1 

 

____________ 
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AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 15 de la CEI: Matériaux isolants 
électriques solides. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

CDV Rapport de vote 

15/596/CDV 15/609/RVC 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

 

_____________ 

 

1.1 Domaine d’application 

Ajouter les deux alinéas suivants:  

Les matériaux conformes à la présente spécification satisfont à des niveaux établis de 
performance. Toutefois, il convient que le choix d’un matériau par un utilisateur pour une 
application spécifique soit fondé sur les exigences réelles nécessaires pour obtenir des 
performances adéquates de l’application concernée, et qu’il ne soit pas fondé sur la seule 
présente spécification. 

Mise en garde relative à la sécurité: Il incombe à l’utilisateur des méthodes contenues ou 
citées en référence dans le présent document de s’assurer qu’elles sont utilisées d’une 
manière sûre. 

1.2 Références normatives 

Ajouter la référence suivante:  

ISO 11357-3, Plastiques – Analyse calorimétrique différentielle (DSC) – Partie 3: 
Détermination de la température et de l'enthalpie de fusion et de cristallisation 

1.3 Classification 

Ajouter le nouveau type 3 suivant:  

Type 3:  dont la rigidité diélectrique est élevée pour les films minces (épaisseur de film 
≤ 3,5 µm);  
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Type 3a :  sans traitement par effet couronne; 
Type 3b :  traitement d’une face pour permettre la métallisation sous vide; 
Type 3c :  traitement des deux faces. 

4.1 Epaisseur  

Ajouter les valeurs d’épaisseur gravimétrique préférentielles pour les matériaux de Type 3 
comme suit:  

Type 3:  2,5; 2,8; 3,0 et 3,5 µm. 

Tableau 1 – Propriétés physiques 

Ajouter “ISO 11357-3” à la Méthode d’essai pour le Point de fusion.  

Ajouter “Type 3:30” à l’Exigence relative à l’Allongement à la rupture. 

Tableau 2 – Rigidité diélectrique (essai en c.c.) pour les types 1 et 2 

Remplacer le Tableau 2 existant par le nouveau Tableau 2 suivant:  

Tableau 2 – Rigidité diélectrique (essai en c.c.) pour les types 1, 2 et 3 

Epaisseur 
nominale du 

film 

Types Rigidité diélectrique  
(valeur médiane) 

Pas plus de 1 résultat sur 
21 ne doit être inférieur à 

µm  V/µm V/µm 

23 °C 105 °C 23 °C 105 °C 

2,5 

3 

250 125 150 75 

2,8 250 125 150 75 

3,0 250 125 150 75 

3,5 250 125 150 75 

4 

1 

et 

2 

120 - 40 - 

5 150 - 60 - 

6 190 - 80 - 

7 et 7,4 230 - 100 - 

8 250 - 120 - 

9 270 - 145 - 

10 et 10,1 290 - 165 - 

11 300 - 175 - 

12 310 - 185 - 

12,7 315 - 195 - 

> 12,7 à 25 320 - 200 - 

 

5.3 Points électriquement faibles 

Remplacer le premier alinéa par le nouvel alinéa suivant:  

Les points électriquement faibles doivent être mesurés selon le 19.3 de la CEI 60674-2 avec 
une tension d’essai de 150 V/µm pour les types 1 et 2, et de 250 V/µm pour le type 3, fondée 
sur l’épaisseur nominale du film. 
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